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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
COMITE INTERNATIONAL SPECIAL DES PERTURBATIONS RADIOELECTRIQUES

SPECIFICATIONS DES METHODES ET DES APPAREILS
DE MESURE DES PERTURBATIONS RADIOELECTRIQUES ET
DE L'IMMUNITE AUX PERTURBATIONS RADIOELECTRIQUES -

Partie 2-2: Méthodes de mesure des perturbations et de I'immunité -
Mesure de la puissance perturbatrice

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (CEIl) est une org
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toute
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl —

organisations internationales, gouvernementales et nonrg , [EY , participent

également aux travaux. La CEI collabore étpditement av tionale de Normalisation (ISO),
selon des conditions fixées par accord entie les

Les décisions ou accords officiels de la CEI techniques représentent, dans la mesure
du pOSS|bIe un accord |nternat|ona| sur les st , étagt donné que les Comités nationaux de la CEl

comme telles par les Comi ationa € S Ies efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI
s'assure de I'exactitude du ! i e Yications; la CEl ne peut pas étre tenue responsable

La CEl n'a prévu

Aucune esponsabilitey ne i i de 3 , a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou

dommage de que que\naftwé que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
de justice) et [es depe ses découlant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de
toute autre Publicationde la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.

L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CISPR 16-2-2 a été établie par le sous-comité A du CISPR : Mesures
des perturbations radioélectriques et méthodes statistiques.

Cette premiére édition de la CISPR 16-2-2, ainsi que les CISPR 16-2-1, CISPR 16-2-3 et
CISPR 16-2-4, annule et remplace la seconde édition de la CISPR 16-2 publiée en 2003. Elle
contient les articles en rapport avec la CISPR 16-2 sans modifications de leur contenu
technique.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
INTERNATIONAL SPECIAL COMMITTEE ON RADIO INTERFERENCE

SPECIFICATION FOR RADIO DISTURBANCE AND IMMUNITY
MEASURING APPARATUS AND METHODS -

Part 2-2: Methods of measurement of disturbances and immunity -
Measurement of disturbance power

FOREWORD
The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organizatig ardizqtion somprising
all national electrotechnical committees (IEC National € E to/promote
international co-operation on all questions concerning standardization in i iC fields. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standard i Specifications,

Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and red to as “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committ ommittee interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory—w . N p ernmental and non-
governmental organizations liaising with the IEC also particjpate in this™p ion. IEC collaborates closely
3 A i onditions determined by

agreement between the two organizations.

The formal decisions or agreements of

the latter.
IEC provides n@r
equipment declared to

indispensablefer the cgrrect application of this publication.

Attention is drawn to’the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard CISPR 16-2-2 has been prepared by CISPR subcommittee A: Radio
interference measurements and statistical methods.

This first edition of CISPR 16-2-2, together with CISPR 16-2-1, CISPR 16-2-3 and
CISPR 16-2-4, cancels and replaces the second edition of CISPR 16-2, published in 2003. It
contains the relevant clauses of CISPR 16-2 without technical changes.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.
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Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2005. A
cette date, la publication sera

e reconduite;
e supprimée;
e remplacée par une édition révisée, ou

e amendée.

@%
S
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The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2005. At this date, the publication will be

e reconfirmed;

e withdrawn;

e replaced by a revised edition, or
e amended.

@C@
S
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INTRODUCTION
Les publications CISPR 16-1, CISPR 16-2, CISPR 16-3 et CISPR 16-4 ont été réorganisées

en 14 parties, dans le but de pouvoir gérer plus facilement leur évolution et maintenance. Les
nouvelles parties portent de nouveaux numéros. Voir la liste donnée ci-dessous.

Anciennes publications CISPR 16 Nouvelles publications CISPR 16

CISPR 16-1-1 Appareils de mesure

Appareils de mesure

) CISPR 16-1-2 Matériels auxiliaires — Perturbations conduites
des perturbations
radioélectriques CISPR 16-1-3 Matériels auxiliaires — Puissance perturbatrice
CISPR 16-1 et de l'immunité <
aux perturbations CISPR 16-1-4 Matériels auxiliaires — Pertur atlons onnées

radioélectriques

Emplacements d'essai p \étal
CISPR 16-1-5 antennes de 30 MHZ}/T\ 0 MH@K
CISPR 16-2-1 Mesures des pertu bEths\RWtes

CISPR 16-2-2 | Mesure de la @issa}w\ rtlkgatr\bs-\ >

CISPR 16-2-3 Mesurez/déx%ﬁ{rbaﬁ%s\rayo}sqées
CISPR 16-2-4 MWMé \\/
CISPR 16-3 /éapBQQs t&ch\niq\us\du C|\§PR

CISPR 16-4- \ncﬁ\sﬁt/{de}s\dar}s{es es3dfs normalisés en CEM

C R 164- Incerﬁtudé&@e l'instrmentation de mesure

Consiéé{?;ig]:}tatistiques dans la détermination
CISPR 16:4- la conformité CEM des produits fabriqués en

grand nombre

CISPR 16-4 | Incertitudes dans CISPR 16%4-4 Wues des plaintes pour le calcul
les mesures CE)/I/\ \%S mites

Méthodes de mesure
CISPR 16-2 | des perturbations et <
de l'immunité

Rapports et
CISPR 16-3 | recommandations
du CISPR <

NNV

Z>

Des informations
“npuvelle" CISP
RECAPITULATIF

aux incertitudes, aux\statistiques et a la modélisation des limites.

La CISPR 16-2 est constituée des quatre parties suivantes, sous le titre général
Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des perturbations radioélectriques et
de I'immunité aux perturbations radioélectriques — Méthodes de mesure des perturbations et
de I'immunité:

e Partie 2-1: Mesures des perturbations conduites,

e Partie 2-2: Mesure de la puissance perturbatrice,

e Partie 2-3: Mesures des perturbations rayonnées,

e Partie 2-4: Mesures de l'immunité.
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INTRODUCTION
CISPR 16-1, CISPR 16-2, CISPR 16-3 and CISPR 16-4 have been reorganised into 14 parts,

to accommodate growth and easier maintenance. The new parts have also been renumbered.
See the list given below.

Old CISPR 16 publications New CISPR 16 publications

CISPR 16-1-1 Measuring apparatus

Radio disturbance CISPR 16-1-2 Ancillary equipment — Conducted disturbances

and immunity é
CISPR 16-1 | measuring

apparatus

CISPR 16-1-3 | Ancillary equipment — Disturbance power

lClSPR16-1-4 Ancillary equipment — Radj ted isturbances

S{:
Antenna calibration test/sies for 30 z to
CISPR 16-1-5 | [N o <\E C\M\
/ CISPR 16-2-1 Conducted d|sturb§\ce\v§\ur§$§\ >
Methods of i
-
~

CISPR 16-2-2 Measuremer{of\dﬁs\bf\ar}c\e paw er

CISPR 16-2-3 Radlat/d"d.J\tbr\banQ\\BaSl}f\emeM

CISPR 16-2-4 | Immunity-easutgmeqion, >
CISPR 163 | CISPR t\sQrﬁraJ\réporté\
CISPR 16-4-1 || UngerfaintiesNg stan ised EMC tests
Reports and A\ K § ) \Q

CISPR 16-3 | recommendations /G{SPR 1}%&2 Va(b[um(m\éflt m\bumentatlon uncertainty

of CISPR < NN
Statistical congiderations in the
ISPR\16>4-3 eterminatiop’of EMC compliance of mass-
pheduced products

CISPR 16-4 | Uncertainty in EMC cIs R tati ics of complaints and a model for the
measurements lation of limits

CISPR 16-2 | measurement of <
disturbances and
immunity

More specific i «@..
CISPR 16-2-2 is givef\

REFERENCES).

Measurement.nstiu cifications are given in five new parts of CISPR 16-1, while
the method of ™n are covered now in four new parts of CISPR 16-2. Various
reports i s and background on CISPR and radio disturbances in general
are giveq i PR.16-3.\CISPR 16-4 contains information related to uncertainties, statistics

CISPR 16-2 consists’ of the following parts, under the general title Specification for radio
disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Methods of measurement of
disturbances and immunity:

e Part 2-1: Conducted disturbance measurements,
o Part 2-2: Measurement of disturbance power,
e Part 2-3: Radiated disturbance measurements,

e Part 2-4: Immunity measurements.
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TABLEAU RECAPITULATIF DES REFERENCES CROISEES

Deuxiéme édition de la CISPR 16-2 Premiére édition de la CISPR 16-2-2
Articles, paragraphes Articles, paragraphes
1.1 1

1.2 2

1.3 3

2.1 4

2.2 5

2.3 6

2.5 7

4.1 8

Annexes Annexes

C A

B B

Figures

O
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TABLE RECAPITULATING CROSS-REFERENCES

Second edition of CISPR 16-2 First edition of CISPR 16-2-2
Clauses, subclauses Clauses, subclauses
1.1 1

1.2 2

1.3 3

2.1 4

2.2 5

2.3 6

2.5 7

4.1 8

Annexes Annexes

C A

B B

Figures

1,...,4

17

O
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SPECIFICATIONS DES METHODES ET DES APPAREILS

DE MESURE DES PERTURBATIONS RADIOELECTRIQUES ET
DE L'IMMUNITE AUX PERTURBATIONS RADIOELECTRIQUES -

Partie 2-2: Méthodes de mesure des perturbations et de I'immunité —
Mesure de la puissance perturbatrice

1 Domaine d'application

La présente partie de la CISPR 16 est une norme fondamentale qui
mesure de la puissance perturbatrice, utilisant la pince absorbz
fréquences de 30 MHz a 1 000 MHz.

2 Reéférences normatives

amendements).

CISPR 13:2001, Récepteurs de radiodiffusion ® ision et équipements associés —

ytes et méthodes de mesure

CISPR 14-1:2000, Compatib xigences pour les appareils électro-
domestiques, outillages é gues — Partie 1 : Emission

CISPR 16-1-1:2003, Sgificati hodes et des appareils de mesure des
perturbations radjoélectri iknmunité aux perturbations radioélectriques — Partie 1-1:
Appareils de m@ ali dioélectriques et de I'immunité aux perturbations
radioélectriques —

CISPR 161320 ifications / des méthodes et des appareils de mesure des
perturbat/ons adi § immunité aux perturbations radioélectriques — Partie 1-3:

perturbations radioélectriques et de I'immunité aux perturbations radioélectriques — Partie 2-1:
Méthodes de me des perturbations et de l'immunité — Mesures des perturbations
conduites

CISPR 16-2-3:2003, Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des
perturbations radioélectriques et de I'immunité aux perturbations radioélectriques — Partie 2-3:
Méthodes de mesure des perturbations et de l'immunité — Mesures des perturbations
rayonnées

CISPR 16-2-4:2003, Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des
perturbations radioélectriques et de I'immunité aux perturbations radioélectriques — Partie 2-4:
Méthodes de mesure des perturbations et de I'immunité — Mesures de I'immunité

CISPR 16-3:2003, Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des perturbations
radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques — Partie 3: Rapports
techniques du CISPR
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